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Disciplina: Caracterização e Deterioração de Materiais Código: MEM.004 

Créditos: 03          Carga horária: 45 horas/aula 

Módulo: Formação Geral 

 
 
Ementa: 

 
Princípios básicos de análise e caracterização de materiais. Análise de tamanho de 

partículas, densidade, composição química e mineralógica, porosidade e resistência 

térmica. Caracterização de microestruturas e macroestruturas dos materiais. Aplicação da 

difratometria de raios X para determinação da estrutura cristalina, tamanho de partículas e 

cristalinidade dos materiais. Análise dos materiais por imagem: microscopia óptica, 

microscopia eletrônica de varredura, microscopia de força atômica e microscopia de 

transmissão. Análise de superfícies, interfaces e recobrimentos. Desgaste superficial: 

abrasão, erosão e corrosão. 
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